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Przyrzqd do pomiaru napiecia anodowego lampy rentgenowskiej
Patent trwa od dnia 21 lutego 1956 r.

Przedmiot wynalazku stancwi przyrzad do
pomiaru roboczego napigcia anodowego lampy
rentgenowskiej. Przyrzad ten pozwala na do-
konywanie odno$nego pomiaru metoda radio-
graficzng z dokladnosScig, wystarczajagcg w prak-
tyce radiograficznej — medycznej i przemysto-
wej — oraz w rentgenoterapii. Na dokladnos¢
pomiaru nie majg istotnego wplywu warunki
zdjecia, ani obrdbka ciemniowa.

Wigzke promieni X, generowanych przez
lampe, na ktorej napiecie podlega pomiarowi,
przepuszcza sie celem ujednorodmienia przez
wstepny filtr rentgenowski. Czesé tej wigzki
jest przepuszczana przez odpowiednio wyskalo-
wany w jednostkach napiecia filtr stopniowa-
ny, np. filtr schodkowy, natomiast sasiednia jej
cze§¢é przechodzi przez szybko poruszajgce sie

*) Wlasciviel patentu o$wiadczyl, ze twércg wyna-
lazku jest inZ. mgr Mieczyslaw Derezinski.

-ski

w plaszezyznie prostopadlej do biegu promie-
ni szczeliny, wyciete w materiale, silnie osla-
biajgcym promienie X.

W ten sposéb ostabiona wigzka promieni X,
rzucona na film lub papier rentgenowski, po—
woduje powstanie na nim obrazu szczelin, roz-
ciggnietych na skutek ruchu w postaci réwno-
miernie zaczernionego pasa, oraz obrazu filtru
schodkowego. Na zdjeciu rentgenowskim wy-
szukuje sie schodek, ktérego obraz rentgenow-
ma zaczernienie najbardziej zblizone do
zaczernienia pasa, naswietlonego poprzez szcze-
line. Przypisane temu schodkowi mnapiecie (we-
dlug dokonanego uprzednio dla danego filtru
schodkowegc i przestony szczelinowej skalowa-
nia) jest w przybliZzeniu poszukiwanym napie-
ciem anodowym. .

Na rysunku uwidoczniono tytulem przykladu
przedmiot wynalazku, przy czym fig. 1 przed-
stawia poprzeczny przekrdj przyrzadu, fig. 2



widok z géry przyrzadu z czeiciowo wycigta
skalg, fig. 3 — szkic perspektywiczny ustawie-
nia lampy rentgenowsklej przyrzadu i kasety,

a fig. 4 — obraz zdjecia wykonanego przy uzy-

ciu przyrzadu.
Przyrzgd wedlug wynalazku sklada 51e z na-
pedzanej silnikiem elektrycznym a przestony

obrotowej b, w ktérej jako materiat  silnie
oslabiajgcy promienie X zastosowano otow.
' Wspélérodkowo z przeslona umieszczona jest
podkowa filtru schodkowego ¢, wykonanego 2z
blaszek np. mosieznych. Wymienione czeSci sa

zamontowane na podstawie d z blachy alumi-

niowej, ktéra lacznie z umieszczong pod skala
_plytks metalowy e stanowi filtr wstepny. Plyt-
ka ze skalg jest zamocowana pod gorng czes-
‘cig obudowy f, ktéra ma wyciecie nad filtrem
schodkowym i pierécieniowym pasem, zakresla-
nym przez wirujgce szczeliny, W wycieciu tym
umieszczony jest rl}chomy celownik g, wyko~
nany z przezroczystego materiatu, ktéry mozna
umieszczaé nad dowolna grupg schodkéw.

Przyrzad ustawia sie, jak to uwidoczniono
na fig. 3, prostopadle do biegu promieni X W
ten sposob, aby promien srodkowy z lampy
rentgenowskiej h padal! w przyblizeniu na
brzeg. przewidywanego schodka i wirujgce)
przestony. Tuz pod przyrzadem ustawia sig ka-
sete i z filmem lub papierem rentgenowskim.
Celem uzyskania czytelnego zdjecia, nalezy
stosowa¢ warunki zdjeciowe, zblizone do po-
danych na danym przyrzadzie. ,

Na zdjeciu przedstawionym tytulem przykta-
du na fig. 4 widoczne jest, ze jeden z wycin-
kéw ma zaczernienie takie samo, Jak zaczer-
nienie sasiadujacej czeéu pierfcienia, naSwie-
tlonego poprzez szczeliny. Przy innym mnapieciu
anodowym lampy rentgenowskiej zgodno$é za-
czernien zajdzie dla innego schodka. Ttumaczy
. sie to w nastepujacy sposéb. Przeslona wiruja~
ca oslabia dzialanie promieni X na film zaw-
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sze w jednakowym stosunku  niezaleznie od
przenikliwoSci promieni. W tym samym sto-
sunku oslabia dzialanie promieni X na film
odpowiedni schodek filtru schodkowego. Przy
zmienionym mnapieciu anodowym lampy inna
jest przenikliwo§¢ promieni X, wobec czegc
oslabienie ich w tym samym stosunku jak
przez przestone szczelinowg nastepuje przy in-

‘nej grubosci schodka.

Wyskalowanie przyrzadu mozna przeprowa-
dzi¢ np. drogg obliczeniowa, opierajgc si¢ na
wspoélczynniku ostabienia promieni przez ma-
teriaty filtru lub przy uzyciu aparatu rentge-
nowskiego o dokladnie znanym napieciu ano-
dowym badz tez w inny podobny sposbtb.

Stosowanie filtru wstepnego d, e oraz odpo-
wiednie ustawianie przyrzadu zmniejsza biedy
pomiaru.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do pomiaru napiecia anodowego
lampy rentgenowskiej, znamienny tym, ze za-
wiera schodkowy filtr (c) o stopniowanej zdol-
nosci oslabiania promieni rentgenowskich oraz
przeslone obrotowa (b), zaopatrzong w jedng
lub wiecej szczelin lub innych wycigé i wyko-
nang z materiatu silnie pochlaniajgcego pro-
mienie X, dzigki czemu na uzyskanym przez

przeSwietlenie  przyrzadu  promieniami X
zdjeciu rentgenowskim widoczny jest rzut
ruchomych wycie¢é i rzut stopniowanego

filtru, przy czym dla okre$lonego napiecia ano-
dowego badanej lampy wystepujace na zdjeciu
zaczernienie rzutu wycieé jest zgodne z zaczar-
nieniem rzutu okre$lonego miejsca filtru schod- .
kowego.

Centralne Warsztaty Napraw

i Konserwacji

» Sprzetu Medycznego
Przedsiebiorstwo Panstwowe



Do opisu patentowego nr 39638
Ark, 1

T.', ! = 11 %




Do opisu patentowego nr 39636
' Ark. 2




	PL39636B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


